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摘要(译)

一种液晶显示器，包括以矩阵排列的多个像素电极，并且具有彼此尺寸
不同的第一和第二子像素电极。第一和第二开关元件分别连接到第一和
第二子像素电极。第一和第二栅极线分别连接到第一和第二开关元件。
数据线连接到第一和第二开关元件以传输数据电压。第一和第二栅极短
路棒分别连接到第一和第二栅极线。连接到各个子像素的栅极线连接到
两个或四个栅极短路棒，以允许阵列测试和视觉检查测试，从而以简化
的方式检测各个子像素电极邻居之间的桥。
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